Magnetizacia antiferomagnetickych struktdr méze byt ovladana elektricky alebo
mechanicky. Pre sprdvnu mechanickd manipuldciu bolo v tejto praci skonstruované sSpecidlne
zariadenie. To bolo nasledne preskusané a kalibrované na jednoduchych krizovych
Strukturach na 30nm hrubych vrstvach kovov, porovnatelnych s antiferomagnetickymi
Strukturami na beznych substratoch GaP a GaAs. Vysledkom tohto testovania bol pristroj

pouzitelny pre dalSie merania.



